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READING	
  INFORMATION	
  	
   	
  
	
   Wolfgang	
  D.	
  Pohl,	
  Adliswil	
  (CH)	
  	
   	
  
	
   EP92810334	
  /	
  US5,598,387	
   Jun.	
  25,	
  
1992	
  ]	
  	
  
	
   	
   	
  
13	
  -­‐	
   	
  SPIN-­‐POLARIZED	
  SCANNING	
  TUNNELING	
  	
   	
  

Santos	
  F.	
  A.	
  Gutierrez,	
  Rüschlikon;	
  Alexis	
  Baratoff,	
  Schönenberg;	
  Wolfgang	
  D.	
  Pohl,	
  
Adliswil,	
  all	
  of	
  	
  Switzerland	
  	
   	
  



	
   EP	
  88810570.7	
  /	
  US	
  4,985,627	
   Aug.	
  18,	
  
1988	
   	
   	
  
12	
  -­‐	
   OSCILLATING	
  QUARTZ	
  ATOMIC	
  FORCE	
  MICROSCOPE	
   	
  
	
   Wolfgang	
  D.	
  Pohl,	
  	
  Adliswil	
  (CH);	
   	
  
	
   EP	
  87106899.5	
  /	
  US	
  4,851,671	
   Dec.	
  5,	
  
1987	
  [EP]	
  	
  
	
   	
   	
  
11	
  -­‐	
   METHOD	
  AND	
  APPARATUS	
  FOR	
  CONTROLLING	
  THE	
  FLYING	
  HEIGHT	
  OF	
  THE	
  HEAD	
  IN	
  A	
  

MAGNETIC	
  STORAGE	
  UNIT	
  	
   	
  
Wolfgang	
  D.	
  Pohl,	
  Adliswil;	
  James	
  K.	
  Gimzewski,	
  Zurich;	
  Paul	
  R.	
  Muralt,	
  Gommiswald,	
  all	
  of	
  
Switzerland	
   	
  

	
   EP	
  	
  85114668.8	
  	
  /	
  US	
  4,853,810	
   Nov.	
  19,	
  
1985	
   	
   	
  
10	
  -­‐	
   SENSOR	
  FOR	
  CONVERTING	
  A	
  DISTANCE	
  TO	
  OPTICAL	
  AND	
  FURTHER	
  TO	
  ELECTRICAL	
  

ENERGY,	
  AND	
  SURFACE	
  SCANNING	
  APPARATUS	
  USING	
  SAME	
  	
   	
  
Urs	
  T.	
  Dürig,	
  Riischlikon,	
  Switzerland;	
  Ulrich	
  C.	
  Fischer,	
  Wetzlar,	
  Fed.	
  Rep.	
  of	
  Germany;	
  
Wolfgang	
  D.	
  Pohl,	
  Adliswil,	
  Switzerland	
  	
   	
  

	
   EP	
  	
  87114008.3	
  /	
  US	
  5,025,147	
   Sep.	
  25,	
  
1987	
  	
  
	
   	
   	
  
9	
  -­‐	
   METHOD	
  FOR	
  INVESTIGATING	
  SURFACES	
  AT	
  NANOMETER	
  AND	
  PICOSECOND	
  

RESOLUTION	
  AND	
  LASER-­‐SAMPLED	
  SCANNING	
  TUNNELING	
  MICROSCOPE	
  FOR	
  
PERFORMING	
  SAID	
  METHOD	
  
Johannes	
  G.	
  Beha,	
  Wädenswil;	
  Armin	
  U.	
  Blacha,	
  Thalwil;	
  Rolf	
  Clauberg,	
  Gattikon,	
  all	
  of	
  
Switzerland;	
  Rolf	
  B.	
  Moeller,	
  Munich,	
  Fed.	
  Rep.	
  of	
  Germany;	
  Wolfgang	
  D.	
  Pohl,	
  Adliswil,	
  
Switzerland	
  	
   	
  

	
   EP	
  	
  87108907.4	
  /	
  US	
  4,918,309	
  	
   Jun.	
  22,	
  
1987	
  	
  
	
   	
   	
  
8	
  -­‐	
   DIRECT	
  ACCESS	
  STORAGE	
  UNIT	
  USING	
  TUNNELING	
  CURRENT	
  TECHNIQUES	
  	
   	
  

Urs	
  T.	
  Duerig,	
  Ruschlikon;	
  James	
  K.	
  Gimzewski,	
  Zurich;	
  Wolfgang	
  D.	
  Pohl,	
  Adliswil,	
  all	
  of	
  
Switzerland	
  	
   	
  

	
   EP	
  	
  86107188.4	
  /	
  US	
  4,831,614	
   May	
  27,	
  
1986	
  	
  
	
   	
   	
  
7	
  -­‐	
   MICROMECHANICAL	
  ATOMIC	
  FORCE	
  SENSOR	
  HEAD	
   	
  

	
  Urs	
  T.	
  Duerig,	
  Rüschlikon;	
  Gimewski,	
  Zürich,	
  both	
  of	
  Switzerland;	
  Johann	
  Greschner,	
  
Pliezhausen,	
  Fed-­‐	
  Rep-­‐of	
  Germany;	
  Wolfgang	
  D.	
  Pohl,	
  Adliswil,	
  Switzerland;	
  Olaf	
  Wolter,	
  
Schoenaich,	
  Fed.	
  Rep.	
  of	
  Germany	
  	
   	
  

	
   EP	
  	
  86.113669.5	
  /	
  US	
  4,806,755	
  	
   Oct.	
  3,	
  
1986	
  [EP]	
  	
  
	
   	
   	
  
6	
  -­‐	
   WAVEGUIDE	
  FOR	
  AN	
  OPTICAL	
  NEAR-­‐FIELD	
  MICROSCOPE	
  	
   	
  
	
   Christoph	
  S.	
  Harder,	
  Zurich;	
  Wolfgang	
  D.	
  Pohl,	
  Adliswil;	
  Erich	
  P.	
  Stoll,	
  Stallikon,	
  all	
  of	
  
Switzerland	
   EP	
  84115848.8	
  /	
  US	
  4,725,727	
   Dec.	
  28,	
  
1984	
   	
   	
  
5	
  -­‐	
   VACUUM	
  TRANSFER	
  DEVICE	
   	
  



Johannes	
  G.	
  Bednorz,	
  Adliswil;	
  Pierre	
  L.	
  Gueret,	
  Richterswil;	
  Hermann	
  E.	
  Nievergelt,	
  
Adliswil;	
  Hanspeter	
  Ott,	
  Thalwil;	
  Wolfgang	
  D.	
  Pohl,	
  Adliswil;	
  Daniel	
  F.	
  Widmer,	
  Hirzel,	
  all	
  of	
  
Switzerland	
  

	
   CH	
  	
  84112378	
  /	
  US	
  	
  4,643,627	
   Oct.	
  16,	
  
1984	
   	
   	
  
4	
  -­‐	
   PIEZOELECT	
  STEPPING	
  ROTATOR	
   	
  

Johannes	
  G.	
  Bednorz;	
  Martin	
  A.	
  Lanz;	
  Hermann	
  Nievergelt;	
  Wolfgang	
  D.	
  Pohl,	
  all	
  of	
  
Adliswil,	
  Switzerland	
   	
  

	
   CH	
  	
  104926/84	
  	
  /	
  US	
  4,600,854	
   Mar.	
  5,	
  
1984	
   	
   	
  
3	
  -­‐	
   PIEZOELECTRIC	
  X-­‐Y-­‐POSITIONER	
  	
   	
  

Johannes	
  G.	
  Bednorz,	
  Adliswil,	
  Switzerland;	
  Ralph	
  L.	
  Hollis,	
  Jr.,	
  Yorktown	
  Heights,	
  N.Y.;	
  
Martin	
  Lanz;	
  Wolfgang	
  D.	
  Pohl,	
  both	
  of	
  Adliswil,	
  Switzerland;	
  Celia	
  E.	
  Yeack-­‐Scranton,	
  
South	
  Salem,	
  N	
  .Y.	
  

	
   US	
  4,520,570	
   Dec.	
  30,	
  
1983	
  	
  
	
   	
   	
  
2	
  -­‐	
   LIGHT	
  WAVEGUIDE	
  WITH	
  A	
  SUBMICRON	
  APERTURE,	
  METHOD	
  FOR	
  MANUFACTURING	
  

THE	
  WAVEGUIDE	
  AND	
  APPLICATION	
  OF	
  THE	
  WAVEGUIDE	
  IN	
  AN	
  OPTICAL	
  MEMORY	
   	
  
Johannes	
  G.	
  Bednorz,	
  Adliswil;	
  Winfried	
  Denk,	
  Zurich;	
  Martin	
  Lanz;	
  Wolfgang	
  D.	
  Pohl,	
  both	
  
of	
  Adliswil,	
  all	
  of	
  Switzerland	
  	
   	
  

	
   EP	
  	
  82111975.7	
  /	
  US	
  	
  4,684,206	
   Dec.	
  27,	
  
1982	
   	
   	
  
1	
  -­‐	
   OPTICAL	
  NEAR-­‐FIELD	
  SCANNING	
  MICROSCOPE	
  	
   	
  
	
   Wolfgang	
  D.	
  Pohl,	
  Adliswil,	
  Switzerland	
  	
   	
  
	
   EP	
  	
  82111974.0	
  /	
  US	
  4,604,520	
  	
   Dec.	
  27,	
  
1982	
  	
  

 


